
















































专利名称(译) 超声诊断仪

公开(公告)号 US20080146930A1 公开(公告)日 2008-06-19

申请号 US11/641503 申请日 2006-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 日立阿洛卡医疗株式会社

申请(专利权)人(译) ALOKA CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 TAKEUCHI HIDEKI

发明人 TAKEUCHI, HIDEKI

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 G01S7/52046 G01S7/5208 A61B8/483 G01S15/8927 G10K11/341 G01S15/8925 A61B8/4494

其他公开文献 US7798967

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在超声诊断设备中，在2D阵列换能器上限定多个子阵列。为每个子阵列
定义多个组。每组基本上由多个彼此并联连接的换能器元件组成。根据
光束方向和焦点的深度，可变地为多个子阵列定义子阵列形状。此外，
为每个子阵列可变地定义分组模式。对于形成每组的多个换能器元件，
使各个换能器元件和焦点之间的声学​​距离尽可能相等，从而可以获得优
选的光束轮廓。
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